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摘要(译)

本发明提供一种复谱频域光学相干层析成像方法及系统，其包括宽带光
源、光源耦合器、组合式干涉仪、光纤成像探头、光谱仪、温度控制器
及计算机；首先在参考光的三种不同相位状态下，测得三组干涉光谱，
然后计算出两组干涉差分光谱，再取该两组干涉差分光谱的之和、之
差，分别作为复振幅的实部和虚部，重构出波数空间中的复振幅干涉光
谱，最后对该复振幅干涉光谱作逆傅立叶变换，得到被测样品沿光轴方
向的深度扫描信息即层析图。本发明在不使用参考光相位调制装置的情
况下，有效地消除了寄生像和复共轭镜像对层析图质量的影响，可实现
反映被测样品真实结构的层析成像，还具有系统结构简单、动态范围宽
及全量程的深度探测等优点。
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